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Vazeni patelé nanosia,

Toto ¢islo je wnovano novinkdm v oblasti SPM, éreni specifického povrchu suspenzi a
konen¢ vyhodné nabidce SEM mikroskopu s mikrosondou.

Aplika éni list NTEGRA Spectra — analyza farmaceutického varku

NT-MDT vydalo novy aplikani list, ve kterém je systétm NTEGRA Spectra pouyofi
stanoveni prostorové distribuce slozek v tablele zde porovnano dfeni konfokalnim
Ramanovym mikroskopem a kombinovanym systémem AMRAmana. Nespornou vyhodou
kombinovaného systému je to, Ze vzorek je diky ARiMtu neustéle udrzovan ve fokusu
laserového paprsku. Dochazi tak eliminaci artéfakzniklych diky drsnosti vzorku a
vyslednd mapa rozloZeni jednotlivych komponent nemohépe odpovida realit Aplikacni
list je ke stazeni naaSich strankach

Novy typ vodivych AFM sond od firmy Nanosensors

Firma Nanosensors uvedla na trh novy typ vodivyéiMAsond ze silicidu platiny. Vodivost
téchto sond je srovnatelnd se sondami s kovovym gewda ale odolnost proti &u maji
mnohem vySSi — na Urovni sond s diamantovym powakiejich dalSi vyhodou je pcnme
maly pimér hrotu — typicky 20 nm. To je mé&mezZ oba zniiované typy vodivych sond -
diamantem potahované 130 nm, kovem potahované 25Apiikacni list je ke stazeni na
nasich strankach

Aplika éni list pro p¥istroj AcornArea

PrinaSime Vam novinky z oblasti rychléhoéieni specifického povrchu pomocfigiroje
AcornArea firmy Xigo Nanotools. Firma RMI ve spohagi se spoknosti Synthesia, a.s.
provedla mdfeni pabéhu kondicionace pigmentu. Viléhu kondicionace byly
v pravidelnychéasovych intervalech odebirany vzorky, které bylglppe ndteny na pistroji
AcornArea. Vysledky ukézaly, Ze tiptroj dokédze velmi citliy zaznamenat zény
specifického povrchu v suspenzi a to i bez znalgestametit systému. Diky velice rychlému
meéteni (do 5 minut) je tak moZné tentiigtroj vyuZzit pro procesni kontrolu vSude tam, kde
pracuje se suspenzemi nebo koloidnimi roztoky. ksphi list je ke staZzeni naasSich
strankach




Vyhodnéa nabidka elektronového mikroskopu Evex

Jiz pred casem jsme Vas informovali o rastrovacim elektronov@ikroskopu MiniSEM
Evex. Jedna se o plnohodnotny SEM mikroskop osadetsktorem sekundarnich elektiion
a Sptkovym EDX s QDD detektorem (rozsah pévkd B po Am). Mikroskop je snadno
ovladatelny (velkd mira automatizace) a umgeé rychlou analyzu (vzorek jetbem 2 az 3
minut pod vakuem). Jako zdroj elektiose pouziva Zzhavené wolframové vlakno. Je mozné
koupit cartridge sigdem nastavenymi vlakny, coZz vyr&zmsnaduje vymenu vidkna.
Dvouurowviovy software umaiuje snadné a rychlé deni v zakladni verzi, poigpnuti do
pokrctilé verze pak bodovoug¢arovou i mapovaci EDX analyzu a po&ité moznosti
zpracovani obrazu. [Bvurovre softwaru koresponduji se ¢&wa jednotkami protizeni
elektronového svazku a zpracovani obrazu — jederepor upednostiuje maximalg
jednoduchou obsluhu #aeni, druha jednotka umiZje vSechna poktila méreni. Nejde
tedy o kompromisnfeSeni, MiniSEM Evex nabizi mozZnosti ekvivalent@instardnim SEM
mikroskopim.

Firma RMI v sodasnosti nabizi tento mikroskop, jehaZia pdizovaci cena je obvykle 2,9
miliona korun, za vyhodnou cenu 1,5 milibnu korun bez DPYice informaci
ziskatezde V pripact zajmu o tuto nabidku nas prosim kontaktujte.
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